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Bei diesem Test wird die an der "CVT"-Sekundarseite angeschlossene "Belastung" gemessen. In
diesem Test werden durch EinspeBen von "AC" -Strom und Messen der "AC" -Spannung durch "Binary /
Analog Input" und Dividieren der Spannung durch Strom "Z" und sein Winkel und folglich "R" und "X" -
Werte erhalten. Um diesen Test durchzufiihren, missen Sie, nachdem Sie in den Abschnitt "State
Setting" gegangen sind, den Strom und die Uhrzeit des Tests in die Felder "I-Test" bzw. "State Time"
eingeben. Die firr dieses Feld angegebene Strombegrenzung betragt "32" Ampere. Nach Eingabe der
Informationen "State Setting" muss die Verkabelung gemaR dem Anleitungsbild erfolgen. Es sollte
beachtet werden, dass es durch Doppelklick auf das Bild mdglich ist, es zu vergréBern. Um diese
Prifung durchzufiihren, muss im ersten Schritt der "CVT" von allen Elementen getrennt werden, die zur
Ubertragung der Spannung an Messgerite dienen. In dieser Verkabelung briicken Sie die
Stromausgange "la1" und "Ib1" Giber und verbinden "la2" und "Ib2" mit dem Spannungsiibertragungsweg
"CVT".

L )

84  Instrument Test
|~ TestObjes” SecondaryBurden I Short-Circuit impedance | Resistance |Excitation | Ratio |MeggerTest Report
State Setting - Result
I test: 5.000 A | inj: V meas:
State Time: 5.000 s | 0.000A] | 0.000 V|
[] Dont Change Hardware Setting 7 Angle: R: X
| 0.000Q] | 0.00°] | 00000 | | 0.0000 |
Actual Burden:
0.000 V4 | @ Nominal Current
Abbildung 1

e T

Test Objer” SecondaryBurden lShort—Circuitimpedanm |Resistance |Excitation |Rati0 |MeggerTest Report |
State Setting k=== - Result
| test: k 5.000 A linj: W meas:
State Time: 5000s | 0.000A] | 0.000 V|
[] Dant Change Hardware Setting 7 Angle: R: X
| 00000 | 0.00°] | 00000 | 0.0000 |
Actual Burden:
0.000 VA | @ Nominal Current
Abbildung 2
T
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Abbildung 3

CURRENT ourpyr

Abbildung 4

Um die "AC"-Spannung zu messen, muss auch "Binary/Analog Input1" etwas weiter von den
Stromeinspritzanschliissen entfernt an den Priifpfad angeschlossen werden. Es ist zu beachten, dass
vor der Durchfiihrung des Tests die Taste "Init Test" gedriickt werden muss, damit das Gerat
automatisch "Configured” wird. Durch Auswahl dieser Option werden die Einstellungen einschlieBlich
Strom und Prifzeit sowie die Hardware-Einstellungen in Bezug auf "Hardware-Konfiguration"
einschlieBlich der Ausgange des Gerats und "Binary/Analog Inputs" vom Gerat automatisch angepasst.
Im Register "Analog Output" im Abschnitt "Hardware Configuration" sehen wir, dass die Verdrahtung
des Gerats auf "32A" mit der maximalen "Biirde" von 400 Voltampere eingestellt ist und der "Binary/
Analog Input1” fir die Spannungsmessung aktiviert ist. Um den Test besser zu analysieren, konnen
die Fenster "Table View", "Detail View" und "Signal View" verwendet werden. Nach dem Offnen des
Fensters "Table View" sehen Sie, dass ein "State" mit der Frequenz "50HZz" und entsprechend der
eingegebenen Informationen im Abschnitt "State Setting" angelegt ist. Wenn Sie die Informationen
grindlicher anzeigen mochten, verwenden Sie stattdessen das Fenster "Detail View".
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Abbildung 5

_::ﬁ Add to Report Init Test

Abbildung 6

Analog Output YBinaw,’Analug Input }.Bmary Output [Extm Setting [GOOSE Setting

Voltage Output Voltage Output Signal

4x150V, 60VA @ 400mAms Output Target  Output Label [ Actual
1150V, 120VA @ 800mAms (A1)

1150V, 120VA @ 800mAms (A2)
1150V, 120VA @ 800mAms (A3}
1x300V, 120VA @ 400mAms (A1 A2)
1300V, 120VA @ 400mAms (A1 A3) ]
1300V, 120VA @ 400mAms (A2 A3) N |
1x450V, 200VA @ 400mAms (A1 A2 B1)
1450V, 200VA @ 400mAms (A1 A3 B1)

1x450V, 200VA @ 400mAms EM B1

Current Output Current Output Signal

632, T00VA @ 32A, 3Vims, 5A, 12Vims P | Output Target  Output Label [ Actual
IB4A, 200VA @ 64A, 3Vims, 10A, 12Vims

232A, 200VA @ 32A, BVims, 5A, 24Vims (A1A2, B1B2)
232A, 200VA @ 32A, BVims, 5A, 24Vims (A1A3, B1B2)
232A, 200VA @ 32A, BVims, 5A, 24Vims (A2A3, B1B2)
232A, 200VA @ 32A, EVims, 5A, 24Vims (A1A2, B1B3)
232A, 200VA @ 324, BVims, 5A, 24Vims (A1A2, B2B3)

A3,

x1 [ILt [ | True

1x32A, 400VA @ 324, 12Vims, 5A, 48Vims (A2B2)
1x32A, 400VA @ 32A, 12Vims, 5A, 48Vims (A282)
1x32A, 400VA @ 32A, 12Vims, 5A, 48Vims (A383)
1x32A, 400VA @ 32A, 12Vims, 5A, 48Vims (A383)
1x32A. 400VA @ 32A, 12Vims, 5A, 48Vims (A383) y

Wmport .| | Epot.. || OK || Canedl

Abbildung 7

‘Aralog Outpy”” Binary | Analog Input |Binary Ovtpu |Extia Seting | GOOSE Seting |

6]] Gyt Taget_Bray o bl Byt g TreavidFovoss v At Vo Show emt ooy VOO Do
ot (Bt v g et | wescimmn Fase[AC Fae
R T m— A

npot oot oK Cancel
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Abbildung 8

Secondary Burden
5000 A 000°]  5000Hz
| 50005
e
Abbildung 9
Detail View: (S1: Secondary Burden) 1 x
Analog Out [Bmaryom Trigger |Serial Repnnsmmgl 2
State Type Trigger Setting
State Typs: State Name: Commet [
Nomal ~ | |Secondary Burden State
4 Timeout 50005
Set Mode and Faultiype —————————— || [] Space Key Press
Set Mode [ Use Binary Trigger Conditon as Specied Below
[CorertiDret ] g i
Trgger Logic © ) AND @ OR
jog Output Channels N. NG  Target Labile state
. . [C1 [Nomal [Bin.in 1 [Meas. Votage 1[X -]
‘ Signal Amplitude  Phase Freque...
[TEETT] 5000A 000°  5000Hz

’— Binary Outputs |

Binary Inputs ] Trigger Condtion e i 00005
Show Time from This Stat Show Last
it e bl 2 UL v ot LSy ey et By Trgger
ErrorfTrigger Overcurrent
£ T: W= T
[ Overcument Ermor
Percent __OI]]'L
% Threshold 0.000 A
cLsy izer Mode
Other Setting
1] Disable Eror Other [ Disable Get Actual
[] Disable Ewor Qvervoltage of Binary
Abbildung 10

n Durchfiihrung des Tests und Analyse der Ergebnisse

Nach Einstellung der Verdrahtung werden hier 5 Ampere und 5 Sekunden als Priifstrom bzw. Priifzeit
eingegeben, und nach dem Driicken von "Init Test" startet der Test. In "Signal View" ist es moglich, die
Wellenform von "Actual” und die von "Binary/Analog Input" gemessene Spannung anzuzeigen. Auch in
"Signal View" ist es maoglich, die Verbindung der Stecker anhand der Wellenformen von "Actual” und
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der in "Signal View" aufgezeichneten Spannungen zu untersuchen. Im Bereich "Result" kann der
Benutzer nach Beendigung des Tests die Ergebnisse einsehen. Die Ergebnisse umfassen "linj", die
Menge des eingespeisten Stroms, "Vmeas', die gemessene Spannung, Impedanz, "Angle", der
Impedanzwinkel und schlieBlich werden die Werte von "R" und "X" mit den Beziehungen "Z Cos(phi)"
bzw. "Z Sin(phi)" angezeigt. Im Feld "Actual Burden" wird die Last, die der "CVT"-Sekundarseite im
Nennstrom liefern kann, berechnet und das Ergebnis von der Software in dieses Feld eingetragen. Am
Ende, nachdem die Prifung beendet ist, ist es notwendig, die Priifergebnisse zum Bericht

hinzuzufiigen, was bei der Geratepriifung durch Driicken von "Add to Report" geschieht.

Wi InstrumentTest X

| Test Obiey |sh impedance | Resistance | Exciation |Ratio | Megger Test Report

State Setting Result

e iss Vneas
State Time: S007A

[ Dont Change Hardware Setting

e:

zZ Angl R X:
[ Tr7ma) | Tz [ teiena] [ deima]

Actual Burden
4804 VA] @ Nominal Current

Abbildung 11

Wenn Sie bestimmte Teile der Auswertung zum Bericht hinzufligen oder den Bericht bearbeiten
mochten, verwenden Sie das Zahnrad "Add to Report". Wenn Sie auf dieses Zahnrad klicken, werden
die Elemente, die dem "Report" hinzugefligt werden koénnen, durch markierte Kontrollkdastchen
angezeigt, und Sie kdnnen unerwiinschte Elemente abwahlen. Beachten Sie, dass die Ergebnisse nach
jedem Test nicht automatisch zum Bericht hinzugefiigt werden und es notwendig ist, die Ergebnisse
des durchgefiihrten Tests zum Ausgabebericht hinzuzufiigen, indem Sie vor "Clearing the test" auf
"Add to Report" klicken. Es sollte auch beachtet werden, dass, wenn die "Belastung" des Pfades gering
ist und der Benutzer eine genauere Messung wiinscht oder "Bindr/Analog-Eingang 1" beschadigt ist, es
notwendig ist, den angegebenen "Binareingang" zu andern. Um dies zu tun, muss der Benutzer nach
dem Driicken von "Init Test" und dem Aktivieren der Option "Don't Change Hardware Setting" das
Fenster "Hardware Configuration" aufrufen und einen neuen Eingang auf der Registerkarte "Binarer /
Analogeingang" angeben. Hier wird beispielsweise "Eingang10" ausgewdhlt und nach Anpassung der
notwendigen Einstellungen wird der Test durchgefiihrt und die Ergebnisse angezeigt. Wenn Sie eine
Binarzahl zwischen den Binarzahlen "1" bis "8" wahlen wollen, miissen Sie das "Binadreingangsziel"
entsprechend der vorgegebenen Binarzahl eingeben. Um z. B. "Input7" zu verwenden, muss "Bin1" als
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"Binary Input Target" ausgewahlt werden. Um die Stromverdrahtung zu andern, ist zu beachten, dass
das "Output Target" der gewahlten Verdrahtung "IL1" sein muss.

Edit & Delete Report
v | Test Setting
¥ | Wiring
v | Assessment

v | Cursor Data
v | Signal View
Abbildung 12
.74 Addto Report Init Test
Abbildung 13

84 Instrument Test _
- TestObjec” SecondaryBurden [_E

State Setting —— - Result —
I'test: 5.000A limj:
State Time: 5000 s

] Dont Change Hardware Setting
S

AT
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Abbildung 14

Hardware Configuration

1 | .~ Analog Qutpy” Binary / Analog Input]BinaryOutput Extra Setting | GOOSE Setting

[®]| Binarydnput Target =~ Binary-input Label  Binarynput Type  Threshold = Reverse Show Actual Value = Show Resutt  Apply VDC  Deseription Ui L =
C1 | NotUsed O VEin 1
2 [ MNotUsed [] VBin 2
C3 | NotUsed [] vBin 3
c4 Not Used
cs Not Used
cs Mot Used

»C7 | Bin.in 1 v | Bin.in 1 Drv 1.00V | False MNone True (Short*l==(input=11
c& Not Used

9 Mot Used

10 Meas. my/ Meas. mi 200 mv False None False

Abbildung 15

Hardware Cenfiguration

Analog Output [BmaryfAna\ug Input [Binary Output [Exlra Setting [GOOSE Setting

Voitage Output Voltage Output Signal

%150V, 60VA @ 400mAms

%150V, 120VA @ 800mAms (A1)
1%150V, 120VA @ 800mAms (A2)
%150V, 120VA @ 800mAms (A3)
12300V, 120VA @ 400mAms (A1 A2)
%300V, T20VA @ 400mAms (A1 A3)
12300V, 120VA @ 400mAms (A2 A3)
1x450V, 200VA @ 400mAms (A1 A2 BT)
12450V, 200VA @ 400mAms (A1 A3 B1)

13450V, 200VA @ 400mAms iiﬂﬂ B1

Output Target ~ Output Label [ Actual

Current Output Current Output Signal
Bu32A, WOVRE 7R iwns. 54, 17 0uma ~ | Output Target  Output Label O Actual
W64A. 200VA @ 64A, 3Vms, 10A, 12Vms ‘ I I
2324, 200VA @ 32A, 6Vims, 5A, 24Vms (A1A2, B1B2) A s x [ I True
2x32A. 200VA @ 32A. 6Vims, 5A. 24Vims (A1A3, B1B2) '
2324, 200VA @ 32A, 6Vims, 5A, 24Vms (A2A3, B1B2) 0000
2324, 200VA @ 32A. 6Vims, 5A. 24Vims (A1A2, B1B3)
2324, 200VA @ 32A, 6Vims, 5A, 24Vms (A1A2, B2B3) X1
232A. 200VA @ 32A. 6Vims, 5A. 24Vms (A1A3, B1B3)
2x32A, 200VA @ 32A, 6Vims, 5A, 24Vims (A2A3, B2B3) XN
1x32A, 4DDVA @ 324, 12Vims, 5A, 48Vims (A2B2)
1x32A, 4DDVA @ 32A, 12Vims, 5A, 48Vims (A2B2)
B

\3B3)
2V 48Vims (A3B3)
1x32A, 400VA @ 324, 12Vms, 5A, 48Vms (A3B3) v

Import.. | | Ewpot.. || OK || Cancd

Abbildung 16

Zwei weitere bemerkenswerte Punkte bei der Durchfiihrung des Tests sind, dass erstens "Error Other"
in einem Test anzeigt, dass es ein Problem in der Verbindung der Verdrahtungen des Strompfades
gibt oder der Widerstand zu hoch ist, dass das Gerdt nicht in der Lage ist, die fir die
Stromeinspeisung benétigte "Belasrung” zu liefern. Daher kénnen Sie im Falle dieses Fehlers zur
"Signal View" gehen und den "Actual" Wert des Stroms untersuchen. Wenn der Strom vom Gerat
eingespeist wird ("Actual Current"), aber seine Differenz zum vorgegebenen Strom hoch ist, bedeutet
dies, dass der Pfadwiderstand hoch ist, und wenn der "Actual Current" Null ist, bedeutet dies, dass der
Stromeinspeisungspfad offen ist. Bei hohem Pfadwiderstand muss der Priifstrom verringert werden
und bei Null "Actual Current" muss der Anschluss von Steckverbindern untersucht werden. Der zweite
Punkt ist, dass die an den Eingangen des Gerats gemessene Spannung dhnliche Zyklen haben muss.
Wenn die Messwerte zu grof3e Toleranzen haben oder Null sind, bedeutet dies, dass die Stecker nicht
korrekt angeschlossen sind.
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Abbildung 17

W§ Instument Test X

|~ Test Objeg” y | short-Gircuit i

State Setiing Result

e ling Vimeas:
Skt e

] Dont Change Hardware Setting z Angle: R: X:

R Excitation |Ratio | Megger Test Report

|||]I |||Il..

meﬂww il Wm T

Abbildung 18

[jg1]Secondary_Burden_test
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